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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien
I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre
obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en consul-
tant les documents ci-dessous:

o Bulletin de la CEI

@  Rapport d’activité de la CEI
Publié annuellement

@  Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera 4 la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index
général étant publié séparément. Des détails complets sur le
V.E.L. peuvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente p

ont été soit repris du V.E.IL, soit spécifiquement ap,
fins de cette publication.

Symboles graphiques et littera

— la Publication
mandés.

cifiquement approuyés aux fins dé cette publication.
Autres publications de la CEI etablies par le méme
Comite d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur les pages 3 et 4 de la cou-
verture, qui énumérent les autres publications de la CEI prépa-
rées par le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the 1EC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-
tions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following I EC sources:

IE C Bulletin

Report on I EC Activities
Published yearly

®  Catalogue of IEC Pub
Published yearhy

ectfotechnical Vocabulary (I.E.V.),
n of separate chapters each dealing with

e and definitions contained in the present publication
¢ either been taken from the LE.V. or have been specifically
oved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols
For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— IEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from I EC Publications 27 or 117, or have
been specifically approved for the purpose of this publication.

Other 1E C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to pages 3 and 4 of the cover,

which list other I EC publications issued by the Technical Com-
mittee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DETERMINATION DU RENDEMENT D’UN SEMICTEUR GAMMA
AU GERMANIUM
A L’AIDE D’UN RECIPIENT DE FORME ENVELOPPANTE NORMALISE

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CE1 en ce qui concerne les questions techniques, préparés pahdes Comités d’Etudes
ou sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant a ces questions, expriment danh®\a plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces decisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme \telles parNes Somites nationaux.

Les Comité
cation:

Italie

Pays-Bas

Pologne

République Démocratique Allemande
Roumanie

Suéde

g Turquie

Etats-Unis d’Amérique Union des Républiques

Finlande Socialistes Soviétiques

France

Autre publication de la CEI citée dans la présente norme:

Publication n° 430: Méthodes d’essais des semicteurs gamma au germanium.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

GERMANIUM SEMICONDUCTOR DETECTOR GAMMA-RAY
EFFICIENCY DETERMINATION
USING A STANDARD RE-ENTRANT BEAKER GEOMETRY

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Comupittees on\which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly ag/possible, an Mternational
consensus of opinion on the subjects dealt with.

sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that 2 a h
text of the IEC recommendation for their national rules in so far as natiofial condisions\wi nit. Any divergence
between the 1 EC recommendation and the corresponding national rules sh as_far af\possible, be elearly indicated in
the latter.

meetings held in Nice in 1978 i awi NAG a result of this latter meeting, a draft,
: ational Committees for approval under the

Six Months’ Rule in Aug
The National Co@t ollowing countries voted explicitly in favour of publication:

Poland

Romania

South Africa (Republic of)
Spain

Sweden

Turkey

German Pemocratic Republic Union of Soviet

Germany Socialist Republics

Italy United States of America
Netherlands

Other 1EC publication quoted in this standard:

Publication No. 430: Test Procedures for Germanium Gamma-ray Detectors.
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DETERMINATION DU RENDEMENT D’UN SEMICTEUR GAMMA
. ) AU GERMANIUM
A L’AIDE D’UN RECIPIENT DE FORME ENVELOPPANTE NORMALISE D

I.  Domaine d’application et objet

Cette norme pour la détermination des rendements des semicteurs gamma au germanium
resulte du constat qu’un nombre croissant d’échantillons de gros voluyme et de faible activité
dowcnt étre mesurés par spectrometrle gamma. La forme normal' ¢ ¢

mesure type du rendement relatif décrite dans la Publication 43( thodes d’essais
des semicteurs gamma au germanium, d’évaluer de facon sjgnj ive le acteriStiques d’un
détecteur.

Le but de la présente norme est de décrire de facon précide d sqnfiglirations a seule fin de

caractériser les possibilités d’un détecteur.

2. Introduction

Le récipient de forme envelopp oL i (fig et 2, pages 16 et 17) a été principa-
lement choisi pour sa forme Quagi optima ol tant de placer le matériau échantillon aussi

cryostats a vide, ce i e nensi internes ne sont pas facilement mesurables par
I'utilisateur. C’e e ication, on se référe aux dimensions externes du

cryostat. Pour les\besoi ; nent, l¢ semicteur est considéré comme étant une partie
d’un «spestrometre” simple es moges coincidence ou suppression Compton ne sont pas
utilisés. @ < étreNpstatle et étalonné conformément a la Publication 430 de la
CEL

homologuee ou une solution SNRE étalonnée. L’mcertltude d’étalonnage du taux d’émission de
photons? pour un récipient rempli ne doit pas étre supérieure a 3% (1 &) 2 moins qu’il n’en soit
décidé autrement.

1) Récipient de Marinelli.

2) Le taux d’émission de photons concernant la présente norme est le nombre de photons par seconde résultant de la
desintégration des radionucléides de la source; il est ainsi supérieur au taux de photons quittant la surface de la
source.
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GERMANIUM SEMICONDUCTOR DETECTOR GAMMA-RAY
EFFICIENCY DETERMINATION
USING A STANDARD RE-ENTRANT BEAKER GEOMETRY"

1. Scope and object

This standard for determination of gamma-ray efficiencies of germanium semiconductor
detectors is provided in recognition of the increasing number of large-volume, low-activity
samples being measured by gamma-ray spectroscopy. The standardized sample geometry
and measurement techniques described, when used in conjunci@n with\ the relatlve

The object of this standard is to specify two config
characterizing detector performance.

2. Introduction

The re-entrant beaker geometry spesi

evice is made to the cryostat external

dimensions. For thd purposes of( thi sent‘the detector is considered to be part of a
“singles spectromets : incidence “gr Compton suppression modes are not used.
The spectro : R 3 &

3.

The callbratl n_uncertainty of the photon emission rate? for the filled beaker shall be not
more than 3% (1°6) unless otherwise stated.

1) Also known as Marinelli beaker.

2 The photon emission rate as used in this standard is the number of photons per second resulting from the decay of
radionuclides in the source and is thus higher than the rate of photons leaving the surface of the source.
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